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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A : ’ -
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY UTE C 86 218 ADD' 3/FA 32
INACCORDANCE WITH :

GS : CECC 90 000 (NF C 86-020)

SS : CECC 90 100 (NF C 86-200)

FS : CECC 90 107 (NF C 86-218) . (5720.01.89)
DESSIN ET DIMENSIONS : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
QUTLINE AND DIMENSIONS : MICROSTRUCTURES LOGIQUES
CEII12: g SELON FS 90 107
IEC 191-2: ~IP°® DETAIL SPECIFICATION FOR
Référence francaise : néant DIGITAL L GRATED CIRCUITS

Gase - IN ACCORDANCE WITH FS 90 107
French reference : none
IDENTIFICATION DES CONNEXIONS 54/74 F 244
TERMINAL CONNECTIONS EMETTEUR DE LIGNE OCTAL AVEC SORTIES
Voir Figure 1 3 ETATS DE PUISSANCE NON INVERSEES
See Figure 1 OCTAL BUFFER/LINE DRIVER

WITH 3-STATE NON INVERTING OUTPUTS

NOTE : Pour des encapsulations effectuées dans des TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
boitiers différents de ceux indiqués ci-dessus TYPICAL CONSTRUCTION :
voir 90 107

Circuit monolithique bipolaire au silicium, boitiers
NOTE : For alternative packages see 90 107 avec ou sans cavité.

Silicon monoiithic bipolar integrated circuit,
cavity/non-cavity packages.

PRECAUTION CAUTION :

Ces dispositifs sont sensibles aux décharges
électrostatiques.
These are electrostatic sensitive devices.

NIVEAUX D’ASSURANCE DE QUALITE: | o |/
ASSESSMENT LEVELS : » Y,

1- CONDITIONS LIMITES D’UTILISATION
LIMITING CONDITIONS OF USE
Voir 1 de la FS 90 107
See 1 of FS 90 107
2 . CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Voir 2 de la FS 90 107
See 2 of FS 90 107

Se reporter A la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les fabricants dont les
composants conformes 2 cette spécification particuli¢re sont homologués.

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current
CECC 00 200 : Qualified Products List.
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3 CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTERISTICS OF THE TYPE

- Fonction: Emetteur de ligne octal avec sorties 3 états de puissance non inversées
- Function : Octal buffer/line driver with 3-state non inverting outputs

- Brochage et échéma synoptique : selon Figure 1 ci-aprés
- Terminal identification and block-diagram : see Figure 1
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Désignation ,
de la broche Fonction
Terminal Function
name
G Entrée de validation de sortie
Output enable input
A Entrées
" Inputs
Y Sorties 3 états
n 3-state outputs
n=1- 4
FIG. 1
- Courants et facteurs de charge (voir 2.7 de 90 107)
-~ Load factors and currents (see 2.7 of 90 107)
Facteur de charge de sortie
loLa = 48 mA Output load factor
Facteur de charge de sortie
= - 75 ("
IoHB = -3 mA Output load factor €
Facteur de charge d'entrée —
- : 0,625 (1G,
LA = -1 mA Input load factor 625 (1G. 26)
| 1.8 mA Facteur de charge d'entrée _ _ (autres entrées)
ILA = =1 Input load factor " (other inputs)
Facteur de charge d'entrée
hHB = 20 UA Input load factor +05
(*) Garantie supplémentaire > 2V /o lon = -12 mA
Supplementary guarantee
T G Coke  Coke  Coke (aedig (T
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4 VERIFICATION DE LA FONCTION LOGIQUE (selon sous-groupe A2 de 90 107)
VERIFICATION OF THE LOGIC FUNCTION (see sub-group A2 of 90 107)

- Conditions de charge : le facteur de charge peut étre compris entre 1 et 75 selon I'appareillage utilise.
- Load conditions : the load factor shail be between 1 and 75 according to the type of test equipment in use.

~ Table de verification pour le modele 54/74 F 244 selon Tableau 1 ci-apres.

- CECC 90 107-032 - Page 3 -

- Truth fable for the type 54/74 F 244 : see Table 1.

- Séquence de tests minimale
- Minimum sequence of tests

La sequence suivante prend en compte simultanément les pires cas de la vérification fonctionnelle et les interactions
de toute nature (par exemple diaphonie). En cas de litige lors de I'application de la Table de vérification fonctionnelle

TABLEAU 1
TABLE 1
ENTREES SORTIES
INPUTS QUTPUTS
G An Yn
1 X 4
0 1 1
0 0 Q

la séquence ci-aprés devra &tre utilisee comme référence.

The following sequence takes simultaneously into account all the worst cases of functional verification and any internal
interactions (for exemple crosstalk). In case of conflict, when applying the truth table the following sequence shall be used

as reference.

Zz
X

n=1 - 4

FA 32

état haute impédance

high impedance output state
état O ou 1

undefined logic state 0 or 1

ETAT APPLIQUE AUX ENTREES
INPUTS CONDITIONS

ETAT CORRESPONDANT DES SORTIES

OUTPUT CORRESPONDING STATE
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o|olo|ofo|o|o|=|x|x|x|x|x|o|oc|o|=|o|>
clolo|lo|olo|=|olx|x|x|x|x|o|o|=|oo
ololo|o|olalololxix|[x|x|x|c|slolojo]|>»
ololojo|=|olole|xix|x|x|x|=|o|oio
o|lololololojolo|olo|o|o|o|a|s|=]=|~

Olo|jo|(=|C|o|0|O(O(O|OC|={OIX|X|X]|X|X

olo|=lo|oclo|o|o|(o|o|=[O|C]|X|{X|XIX|X
o(=jo|ojo|O|O|O|Q|#|CO[O]X | X |X|X|Xx

~|lo|lolo|olo|o|o|=|O|O|C|OIX|{X|X{X]|X

olo|o|o|o|o|(Oo|=IN|N[N|N[NjO[O|JO[+]|O]X

OO|O|O|O|O|=|ON|NINININIO|O|=|O|0O

QiO|0|10|O|2|0OIONININININ[O(~-{O|O
QlO|O|O|=|OCIO|C|N|NIN|NIN|—+ OO0
Qio|lo|=io|o|jo|Oo|O[O|O = |O|N[N{N|N|N
olo|«|ojojo|o|o|o|o|=|O|O|N|N[N|NIN
Ol=- 0|00 |00 |OC|O[=|OC(O|OIN|IN[N|N|N
2 0ojl0o|l00jo|0I0O|={O|O|O|OIN|IN|N|NIN

Z: état haute impédance/high impedance output state - X: état O ou 1/undefined logic state 0 or 1
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